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Nach weiterer Priifung der in dieser Zuschrift veréffentlichten XRD-Daten der
Pb(SCN),- und Pbl,-Pulver sind die Autoren veranlasst, folgende zwei Korrekturen
vorzunehmen:

1) Das korrekte Pulver-XRD von Pb(SCN), ist unten gezeigt und ersetzt das
entsprechende XRD-Muster von Pb(SCN), in Figure 2 der Zuschrift.
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2) Das korrekte Pulver-XRD von Pbl, ist unten gezeigt und ersetzt das entsprechende
XRD-Muster von ,,Pure Pbl,* (die blaue Kurve) in Figure S2a in den Hintergrundinfor-
mationen der Zuschrift.
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